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In jüngerer Zeit wird der Einsatz kognitiv diagnostischer Modelle (Cognitive 
Diagnosis Models, CDMs; z.B. Rupp, Templin, & Henson, 2010) in der 
Modellierung mehrdimensionaler Kompetenzen vorgeschlagen. Im Zusammenhang 
mit der einhergehenden Aufmerksamkeit auf die Modellklasse der CDMs, wurden 
einige in der IRT-Methodik bereits verbreitete Methoden wie Mehrgruppenansätze 
(z.B. Xu & von Davier, 2008) und die Analyse differentiellen Itemfunktionierens 
(DIF; Hou, de la Torre, & Nandakumar, 2014) adaptiert. Allerdings stellt der Einsatz 
von CDMs im Large-Scale Assessment einige Herausforderungen: Insbesondere 
steigt mit wachsender Dimensionalität der Kompetenzen die Anzahl der 
Modellparameter, woraus Probleme bei der Schätzung der Modelle entstehen. 
Weiterhin herrscht ein Defizit an etablierten Effektstärken (z.B. bei DIF Analysen). 

Der Vortrag ist wie folgt gegliedert: Zunächst wird eine kurze Einführung in die 
Methodik der Mehrgruppenansätze und die DIF Analyse für CDMs gegeben, um 
dann auf deren Herausforderungen im Large-Scale Assessment einzugehen und 
dabei Lösungsansätze zu präsentieren. Im dritten Teil werden die Methoden anhand 
von Daten aus der flächendeckenden österreichischen Testung der 
Bildungsstandards 2012 in Mathematik der achten Schulstufe illustriert. In einem 
abschließenden Ausblick soll andiskutiert werden, inwiefern eine Modellierung von 
CDMs über mehrere Messzeitpunkte zur Erfassung individueller Lernfortschritte 
und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen geeignet scheint.  
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